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OFFERTA TECNICA E RELAZIONE 
Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 


1. Descrizione generale del sistema completo HR-XRD fornito e relativi disegni. Includere procedure di manutenzione ordinaria (es ingrassaggi parti meccaniche, etc..)

………………………….


2. Caratteristiche relative a tutti i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato. 
[bookmark: _Toc77752624](Nota bene: nell’offerta tecnica si richiede una risposta punto-punto a ciascuna voce del capitolato tecnico riportata al capitolo 3.4: caratteristiche tecniche e dotazioni minime richieste   ) 
………………………….

3. Caratteristiche tecniche offerte con particolare riferimento a:

· Specifiche di analisi (e.g. FWHM, strain parameters, etc…) relative a materiali standard da includere nella fornitura e riferite alle diverse modalità di lavoro come (a titolo di esempio) XRD, HR-XRD, XRR, Polar mapping, Reciprocal Space Mapping.
· Geometrie ed ottiche consigliate per ciascuna delle tipologie di analisi di cui al comma a del capitolo 3.4 del capitolato tecnico
· Specifiche dettagliate della sorgente ad alta brillanza, includendo intensità attesa in specifica configurazione dello strumento HR-XRD (ottica etc….) su campioni standard che la ditta deve fornire.
· Specifiche dettagliate dei rivelatori OD-1D-2D, includendo la risoluzione angolare di ciascuno di essi attesa in specifica configurazione dello strumento HR-XRD (ottica etc….) su campioni standard che la ditta deve fornire.
· Procedure di allineamento fascio X-campione nelle diverse configurazioni di analisi, includendo anche il caso del montaggio degli accessori di cui ai punti t,u,v (sorgente di fotoni per light soaking, sistema I-V per stress elettrico, thermal stage per contattatura elettrica ed irraggiamento IR-UV )
· Dettagli di Configurazione/montaggio e Caratteristiche tecniche degli accessori di cui ai punti t,u,v del capitolo 3.4 del capitolato tecnica. Si indichino altresì le specifiche di funzionamento dei suddetti accessori relative a materiali e dispositivi standard da includere nella fornitura come, a titolo di esempio: cella solare commerciale, fotodiodo di calibrazione per simulatore solare; reference per PL se fornita come benefit 


4. [bookmark: _GoBack]Caratteristiche tecniche offerte secondo la seguente tabella, oggetto di valutazione:


	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	
Nota: indicare con una ‘x’ l’opzione che si intende offrire


	1
	Sorgente di raggi X ad alta brillanza che lavora a bassa potenza <10kW
	Sorgente alta brillanza a potenza >10kW
	

	
	
	Sorgente alta brillanza a bassa potenza come descritto
	

	2
	Rivelatori 0D,1D,2D secondo specifiche da capitolato tecnico
	3 rivelatori 0D,1D,2D separati
	

	
	
	Rivelatore 0D,1D,2D unico come descritto
	

	3
	Goniometro HR con porta-campioni motorizzato per mappature x-y su diametro almeno sino a:
	5 pollici
	

	
	
	6 pollici
	

	
	
	8 pollici
	

	4
	Tipologia modulo di Switch da configurazione parallel beam a focused beam
	Moduli separati
	

	
	
	Modulo unico 
	

	5
	Parametri Standard per XRD in alta risoluzione tramite misura della larghezza a mezza altezza del picco [004] del Si:
	uguale a 0.004 gradi goniometrici
	

	
	
	tra 0.004 e 0.003 gradi goniometrici
	

	
	
	minore di 0.003 gradi goniometrici
	

	 6
	Rapporto intensità riflessione totale/rumore di fondo nel segnale XRR di uno strato di SiO2 termico:
	1x107cps
	

	
	
	Maggiore/uguale a 1x108cps
	

	 7
	Range di lavoro del Dome heating-cooling stage:
	RT-900°C
	

	
	
	Da -100°C a 900°C
	

	8
	Alloggiamento in thermal stage (accessorio per contattatura elettrica ed irraggiamento IR-UV) per campioni almeno di dimensioni: 
	1cmx1cm
	

	
	
	2cmx2cm
	

	9
	Garanzia estesa di 12 mesi rispetto alla garanzia europea
	Nessuna estensione
	

	
	
	Estensione come descritto
	

	


10



	Manutenzione gratuita dell'intero sistema, ad esclusione della sorgente ad alta brillanza, per un anno con almeno 2 interventi
	Manutenzione gratuita come descritto
	

	11
	Tempi di consegna
	120 giorni solari
	

	
	
	Tra 100 e 119 giorni solari
	

	
	
	Inferiore a 100 giorni solari
	

	12
	Benefits
	estensione training a 7 giorni lavorativi per tre persone relativo a utilizzo strumento e software di gestione ed analisi
	

	
	
	aggiornamento database patterns di diffrazione esteso ai due anni successivi rispetto all'anno di consegna dello strumento
	

	
	
	scintillatore come detector accessorio 0D
	

	
	
	sorgente convenzionale in rame (Cu)
	

	
	
	Sistema completo per analisi di fotoluminescenza (PL) ed elettroluminescenza (EL), inclusi sorgente e rivelatore con relativi accessori di posizionamento e montaggio compatibile con lo svolgimento delle analisi XRD, da adoperare nel range spettrale almeno da 150nm a 1050nm e dotato almeno di due laser (es. 405nm e 532nm). Il software di controllo ed analisi deve essere incluso.
	

	
	
	simulatore solare aggiuntivo per stress test tramite light soaking equipaggiato con fibra ottica per irraggiamento dal fronte del campione (nordsud) 
	

	
	
	
	



5. Manuali utilizzo della configurazione in tutte le possibili combinazioni

………………………….


6. Caratteristiche operative dei software di controllo.
………………………….

7. Possibili espansioni 

…………………………………
8. Caratteristiche e durata del servizio di assistenza in garanzia

……………………





